Opis przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr A do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia: spektrometr dichroizmu kołowego w zakresie UV-VIS z możliwością badania próbek stałych
Opis przedmiotu zamówienia
Spektrometr do pomiarów widm dichroizmu kołowego (CD) w zakresie UV–VIS stanowi aparaturę badawczą przeznaczoną do analiz struktury przestrzennej oraz właściwości optycznych związków chiralnych, a także różnego rodzaju materiałów, w obszarze spektralnym obejmującym nadfiolet i światło widzialne. Aparatura musi umożliwiać wykonywanie pomiarów widm CD zarówno w roztworach, jak i w stanie stałym.
Oferowana aparatura powinna zawierać najnowocześniejsze, dostępne na rynku światowym rozwiązania techniczne oraz spełniać co najmniej następujące wymagania:
Jednostka główna – spektrometr dichroizmu kołowego
1) źródło światła: 150 W lampa Xe chłodzona powietrzem;
2) Przesłona sterowana z poziomu oprogramowania;
3) Monochromator podwójny pryzmatyczny;
4) Dwa detektory: fotopowielacz i fotopowielacz do pracy z kulą całkującą
5) Standardowy zakres długości fali co najmniej 165 – 950 nm;
6) Zakres pomiarowy CD nie mniejszy niż ± 7,5 deg;
7) Rozdzielczość sygnału CD nie gorsza niż 0,00001 mdeg;
8) Zakres dynamiczny CD nie mniejszy niż 3 AU;
9) Dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż:
· ±0,1 nm przy 165-250 nm
· ±0,3 nm przy 450 nm
10) Powtarzalność ustawienia długości fali nie gorsza niż ±0,06 nm przy 165-450 nm
11) Szerokość spektralna wiązki regulowana w zakresie co najmniej 0,05-15 nm
12) Regulowany zakres szybkości skanowania co najmniej do 9000 nm/min.
13) Dostępne do wyboru sposoby skanowania zawierają tryb ciągły i tryb krokowy
14) Wbudowana lampa rtęciowa umożliwiająca weryfikację ustawiania długości fali.
15) Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż 0,03 mdeg/h;
16) Wartość szumu RMS dla szerokości spektralnej 1 nm nie gorsza niż
· przy długości fali 185 nm: 0,005 mdeg 
· przy długości fali 200 nm: 0,007 mdeg dla szerokości spektralnej 1 nm;
17) Tryby akwizycji danych z jednym fotopowielaczem:
·  równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji długości fali,
· -równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji czasu
·  równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji temperatury
18) Kula całkująca do pomiarów próbek w stanie stałym (proszki, pastylki) w trybie dyfuzyjnego odbicia lub dyfuzyjnej transmitancji.
· zakres spektralny: od min 250 nm do 950 nm


Jednostka sterująca
Zestaw PC do sterowania spektrometrem dichroizmu kołowego i akcesoriami termostatującymi oraz do analizy i prezentacji danych spektralnych. 
Zestaw do archiwizowania, obrabiania i prezentacji danych o parametrach nie gorszych niż:
1. Jednostka peryferyjna do sterowania spektrometrem dichroizmu kołowego i akcesoriami
termostatującym o parametrach nie gorszych niż: 
· procesor z częstotliwością taktowania 3,5GHz, 
· pamięć operacyjna 8 GB, 
· dysk twardy o pojemności 1 TB, 
· monitor min. LCD 21", 
· kompatybilny do oprogramowania spektrometru dichroizmu kołowego system operacyjny,

Oprogramowanie sterujące spektrometrem posiadające co najmniej następujące funkcje:
Oprogramowanie sterujące spektrometrem dichroizmu kołowego o parametrach nie gorszych niż:
· tworzenie i zapisywanie metodyk pomiarowych dla spektrometru dichroizmu kołowego z akcesorium termostatującym,
· równoczesne zbieranie sygnałów z co najmniej 4 kanałów,
· możliwość zbierania danych trójwymiarowych,
· autodiagnostyka i walidacja aparatu,
· wyświetlanie i nakładanie widm,
· -obróbka widm z wykorzystaniem funkcji matematycznych (co najmniej: dodawanie/odejmowanie/dzielenie),
· korekcja linii podstawowej,
· liczenie pochodnych,
· obliczanie wysokości piku/powierzchni/szerokości w połowie wysokości,
· znajdowanie pików,
· konwersja danych do formatu tekstowego

Inne akcesoria
1.	Zestaw wzorców do adiustacji sygnału CD i LD
2.	Sterowany z poziomu oprogramowania spektrometru CD automatyczny  regulator przepływu azotu w zakresie nie mniejszym niż: 2 – 80 l/min wraz z reduktorem
3.	Zestaw kuwet kwarcowych:
- nie mniej niż 1 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 2 mm, z korkiem teflonowym,
- nie mniej niż 1 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 1 mm, z korkiem teflonowym,
- nie mniej niż 2 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 10 mm, z korkiem teflonowym,
- nie mniej niż 1 szt.: demontowalna,, o drodze optycznej 0,01 mm,
- nie mniej niż 1 szt.: uchwyt do kuwet demontowalnych,
4. Uchwyt typu FTIR do próbek stałych w postaci filmu lub tabletki

Możliwość rozbudowy zestawu  - kryterium oceny ofert:
1.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w monochromator do pomiarów emisji fluorescencji z zakresem spektralnym co najmniej od 200 do 800 nm,
2.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w akcesorium do pomiarów ORD o zakresie skręcalności nie mniejszym niż +/- 40°
3. Możliwość wyposażenia aparatu w magnes do pomiarów magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD).
Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:
Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia,
testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego: w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
Gwarancja:
a) Minimalny okres gwarancji: 12 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru;
b) Wydłużony okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
– fakultatywnie (kryteria oceny ofert).
5. Serwis:
a) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia;
b) maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych;
c) Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat po okresie gwarancyjnym

Parametry punktowane:
Cena: Cena Liczba punktów = cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert / cena brutto podana w ofercie badanej * 60% * 100 Maksymalnie 60 punktów. 
Okres gwarancji:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za wydłużony okres gwarancji, tj. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, co oznacza wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowych 12 miesięcy powyżej minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji. Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 pkt. – NIE: co oznacza, że Wykonawca nie oferuje spełnienia ww. okresu gwarancji; 10 pkt. – TAK: co oznacza, że Wykonawca oferuje spełnienie ww. okresu gwarancji. 
Parametry techniczne: możliwość rozbudowy aparatu o
1. możliwość wyposażenia spektrometru CD w monochromator do pomiarów emisji fluorescencji z zakresem spektralnym co najmniej od 200 do 800 nm – W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty: 0 lub 10. Zamawiający będzie punktował następująco: 0 pkt. – NIE: co oznacza, że Wykonawca nie oferuje spełnienia ww. parametru technicznego; 10 pkt. – TAK: co oznacza, że Wykonawca oferuje spełnienie ww. parametru technicznego. 
2. możliwość wyposażenia spektrometru CD w akcesorium do pomiarów ORD o zakresie skręcalności nie mniejszym niż +/- 40°  W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty: 0 lub 10. Zamawiający będzie punktował następująco: 0 pkt. – NIE: co oznacza, że Wykonawca nie oferuje spełnienia ww. parametru technicznego; 10 pkt. – TAK: co oznacza, że Wykonawca oferuje spełnienie ww. parametru technicznego. Zamawiający będzie punktował następująco: 0 pkt. – NIE: co oznacza, że Wykonawca nie oferuje spełnienia ww. parametru technicznego; 10 pkt. – TAK: co oznacza, że Wykonawca oferuje spełnienie ww. parametru technicznego. 
3. możliwość wyposażenia aparatu w magnes do pomiarów magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD) – W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty: 0 lub 10. Zamawiający będzie punktował następująco: 0 pkt. – NIE: co oznacza, że Wykonawca nie oferuje spełnienia ww. parametru technicznego; 10 pkt. – TAK: co oznacza, że Wykonawca oferuje spełnienie ww. parametru technicznego. 

Wykonawca zobowiązuje się zastosować stawkę 0% podatku VAT na sprzęt komputerowy wskazany w Załączniku A do SWZ (jednostka sterująca) pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego, będącego placówką oświatową zamówienia, które będzie potwierdzone przez właściwy organ nadzorujący Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. t.j. z 2025 r , poz. 775 z późn. zm.).

